1. Laikinės skyros elektro-optinio matavimo įrenginys,
- žadinantis medžiagos bandinyje (3) elektrinius krūvininkus,
- formuojantis krūvininkų sugertos (DA) ir/arba krūvininkų rekombinacijos metu spinduliuojamos (PL) šviesos pluoštą,
- deflektuojantis šviesos pluoštą laikinės skyros matavimo intervale,
- laikinės skyros matavimo intervale vaizdina šviesos pluošto spektrą, jį registruoja ir apdoroja,
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sugeriamos ir/arba spinduliuojamos šviesos spektras vaizdinamas ir registruojamas 200–2000 nm bangos ilgio diapazone, o laikinė skyra ir matavimo intervalas diapazone nuo 10 ps iki rekombinacijos proceso pabaigos.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad taikomas registruoti puslaidininkinių ir perovskitinių medžiagų Saulės celėms elektro-optines charakteristikas.

3. Laikinės skyros elektro-optinio matavimo sistema registruoti medžiagų elektrinių krūvininkų žadinimo ir rekombinacijos procesus, apimanti:
- medžiagos (3) elektrinių krūvininkų žadinimo priemones,
- sugertos ir/arba spinduliuojamos šviesos pluošto formavimo priemones,
- šviesos pluošto laikinės skyros deflektorių (8),
- šviesos pluošto spektro vaizdinimo laike spektrografą (11) ir spektro registravimo bei apdorojimo priemones,
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad
- šviesos pluošto spektras vaizdinamas ir registruojamas 200–2000 nm bangos ilgio diapazone, kur šviesos pluošto deflektorius (8) yra kietakūnis elektro-optinis kristalas,
- sistema apima priemones formuoti spektro vaizdinimo bei registravimo laikinę skyrą, registravimo intervalo trukmę ir vėlinimą, daugkartinį vaizdo nuskaitymą.

4. Sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos pluošto deflektorius (8) yra kvadrupolinis DKDP arba kito kristalo deflektorius, skaidrus šviesai 200–2000 nm bangos ilgio diapazone.

5. Sistema pagal 3 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad deflektoriaus (8) kristalo eksploatacijos temperatūra palaikoma artima Kiuri temperatūrai, kad sustiprinti kristalo elektro-optinį efektą.

6. Sistema pagal 3 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad spektro vaizdinimo mažiausia laikinė skyra yra 10 pikosekundžių.

7. Sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad matavimo laikinio intervalo formavimo priemonės yra laiko skaitiklis (16), deflektoriaus įtampos jungiklis (9), fotodetektorius (10) ir vėlinimo generatorius (15), kuriais
- matavimo laikinė skyra keičiama nuo 10 pikosekundžių,
- intervalo trukmė keičiama nuo 2 nanosekundžių iki 2 milisekundžių,
- atliekamas daugkartinis vaizdo registravimas ir matavimo intervalo vėlinimas.

[bookmark: _GoBack]8. Sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad veikia medžiagos bandinio (3) žadinimo-zondavimo režime, su plačiaspektriais šviesos šaltiniais zonduoti diferencinę sugertį (DA) sužadintose medžiagose.

9. Sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje medžiagos bandinys (3) žadinamas lazerio (1) impulsu ir registruojamas krūvininkų rekombinacijos metu išspinduliuotos šviesos (PL) spektras.

10. Sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vaizdinimo spektrografas (11) yra UV-NIR 200–2000 nm diapazono, o spektro vaizdas laikinės skyros matavimo intervale registruojamas sCMOS UV-VIS kameroje (12) ir InGaAS CCD kameroje (13), 200–2000 nm bangos ilgio diapazone.

11. Sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima priemones kartoti matavimą daugiau nei vieną kartą, o matavimo rezultatas yra matavimo vaizdų vidurkis.
